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摘要(译)

一种用治疗放射治疗的生物组织中的非侵入性温度测定方法，其中产生
并检测取决于治疗温度的反应。测量辐射脉冲和治疗辐射的脉冲被连续
地施加到待治疗的组织上，特别是以交替的方式从相同的辐射源施加。
一种装置包括辐射源，辐照透镜系统，用于确定反应的检测器和适于控
制治疗辐射和测量辐射脉冲的系统控制。系统控制仅产生来自一个辐射
源的处理辐射和测量辐射脉冲的连续的，特别是交替的脉冲，特别是可
以被调制的激光。
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